‘70 CHEMICKE ZVESTI XV, 1 — Bratislava 1961

EXPERIMENTALNA TECHNIKA

JEDNODUCHA NASTAVITELNA KYVETA
PRE INFRACERVENU SPEKTROSKOPIU

JAN SUCHY

Oddelenie chémie prirodnych latok Chemického tstavu Slovenskej akadémie vied
v Bratislave

Pokial latka a rozpustadlo pri diferenénom merani absorpénych spektier
na dvojli¢ovom spektrometri na seba nepdsobia, mézeme kompenziciu spek-
tier roztokov urobit tak dokonale, Ze sa spektrum rozpustadla na konednom
spektre latky vobec neobjavi. Na to je potrebné volit spravny pomer hriubky
kyviet. Tento pomer sice zavisi od koncentracie, obvykle ho vSak nie je moZné
vopred urdit. Je preto vyhodné, ak mame moZnost menit plynule hribku
jednej z kyviet; menime ju tak dlho, pokial sa spektrum rozpustadla celkom
nevykompenzuje.

Na tento tidel sa najdastejSie pouZivaji nastaviteIné kyvety. Okrem toho
st potrebné aj na ciachovanie vinodtu interferenénou metédou a na ciachovanie
linearity optického hreberlia stupiiovitym meranim extinkcie.

Komeréne vyrabané typy sdi obvykle uréené pre univerzilne pouZitie.
S to mechanicky komplikované, a preto chilostivé zariadenia, kde si i po-
merne malé poruchy (zahmlenie okienok a pod.) vyzaduji komplikované
opravy [1, 2]. V literatiire sa opisuju rozliéné systémy nastaviteInych kyviet,
urdenych iba pre kompenziciu spektra rozpustadla, pri ktorych sa preto
planparalelite okienok nevenuje osobitnd pozornost [3, 4].

Vyvinuli sme jednoducht nastavitelni kyvetu, pri ktorej sa pomerne dobrs plan-
paralelita vnitornych ploch kyvety dosahuje tym, Ze pohyblivé okienko sa po ¢iastocnom
zlozeni kyvety prebrasi do roviny dosadajicej plochy. Brusenie a leStenie okienok
z alkalickych halogenidov je v infralervenom laboratériu bezné, a preto tento spésob
dosiahnutia planparalelity je jednoduchs$i nez pouzitie rektifikaénych skrutiek a pod.
Kyveta jo uréend pre infraderveny spektrometer UR 10 Zeiss. Pri konstrukeii sa vyuzila
¢ast normdlnej pevnej kyvety, pouzivanej pri tomto pristroji, a to nosny rdmik, tesniaca
félia, okienko o @ 50 num, diStan3nd vlozka a skrutky (obr. 1, éast L, K, I, H, .J). Zvysok
povodnej kyvety, t. j. dalsie okienko a druhy rdméek sa nahradili zostavou, ktord pomocou
dutej mikrometrickej skrutky M 42 x 1 axidlne pohybuje okienkom o @ 20 mm. Po zo-
staveni tejto dasti sa plocha 2 okienka D zbrusila do roviny dosadacej plochy 4 ¢asti G.
Tym je zaistend jej planparalelita s vnutornou plochou okienka I v tom pripade, ked
pohyb okienka bude presne axidlny. Mozno to dosiahnut pri opracovani zdvitu jadra 4
a plochy 1 ocelového ndboja pri jedinom upnuti; presnost axidlneho pohybu potom zdvisi
len od dokonalého opracovania mikrometrickej skrutky a matice.

Na ploche I sa pohybuju tri kalibrované gulédky v klietke B. Tymito sa skrutkovy
pohyb jadra A prendSa na piestovy pohyb puzdra C, ktoré je oproti otd¢aniu zaistend
dapom a dréZkou (nezakreslend). Medzi okienko D (zhotovené oststruhovanim kompen-
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zadného okienka o @ 36 X 15) a plochu 3 je vlozeny kriZok I’ z pdrovitej gumy takych
rozmerov, aby zloZend kyveta dokonale tesnila pri axidlnom pohybe okienka D o +0,5mm
z roviny plochy 4. Pérovitd guma je voéi vplyvu rozpustadla chranend ca 20 p silnym
potahom, vyfiknutym z polyetylénovej trubitky za tepla do formy. Polyetylén pre tento
udel celkom vyhovuje; okienka z alkalickych halogenidov vopred vyluéuju pouzitie ldtok,
ktoré by polyetylén poruSovali.

Pohyb okienka D o 40,5 mm umoznoval v naSom pripade pri pouZiti 0,5 mm hrubej
distan¢nej vlozky H nastavit hribku kyvety od 0,01 mm do 1 mm. Intenzita inter-
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Obr. 1. Schematicky nékres kyvety.

Obr. 2. NastaviteInd kyveta.
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ferencif (obr. 3) ukazuje; Ze planparalelita kyvety je dobrd; maximélna chyba pri nasta-
ven{ kyvety pomocou 100 dielkovej stupnice § a nénia 6 bola 40,0008 mm. Presnost
kyvety preto vyhovuje aj pre stanovenie odchylok optického hrebefia od linedrneho
priebehu.

x x x
w o -
s = ——800¢«
ANAANNNARTIAN NN ASRAAS AT A ~Nro
Ty == = —B0x
SN e e AR e
S e i W P, RS, Y G . N 3
e “:“ 1 = - —— 2004 —
S N P
- _—_{FI — \ ﬁ/“‘\_ — __\_— LI \\ ll ‘\ I[ N\ D\ e
S i, Y A ST T X S22 AN s
=y —
\\ s rﬁ\ ~ F_ —
i 2 X S, Ve X 7 2
AN Z. X = .4 A 5 ~ > 4
S, - 5. 8 ya S7 B, .
- -

Obr. 3. Interferencie pri nastaveni hribky 0,8; 0,4; 0,2 a 0,1 mm.

Dakujem J. Lainczovi z jemnomechanickej dielne ndsho tistavu za presné zhotovenie
kyvety.
Stdhrn
Opisuje sa konstrukcia jednoduchej a lahko zhotoviteInej kyvety s nastavi-

telnou hrubkou pre infraterventi spektroskopiu; kyveta je nastaviteInd
40,5 mm od hriibky distanénej vlozky s presnostou 0,001 mm.

[IPOCTAfI YCTAHOBUTEJILHAAI KIOBETA [JII UHO®PAKPACHON
CIIEKTPOCHOIINN

AH CYXIH

Omen XHMHAH eCTeCTBeHHEIX BelmecTB XAMUICCKOTO HHCTHTYTa
Cnonam{eﬁ aKajgeMuu HayK B Bpamcnane

Brisojint

Onncara KOHCTPYKOMA NIPOCTO# W JIErKO M3rOTOBATENHHOH KIOBETH C YCTAHOBHTENLHOH
TOJIMMHEBON JJ1a MEQpAaKpacHO# CIeKTPOCKONHHM; KIOBeTa yCTaHOBHTenbHAasA Ha 40,5 mM
OT TOJIIUHL JUCTAHOUMOHHOH MORKIAmKH ¢ TouyBOocThIO 0,001 MM.

Hoctynuio B pepaxmuio 20. 4. 1960 r.
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EINFACHE EINSTELLBARE KUVETTE
FUR DIE ULTRAROTSPEKTROSKOPIE

JAN SUCHY

Abteilung fiir Chemie von Naturstoffen des Chemischen Instituts
an der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava

Zusammenfassung

Es wird die Konstruktion einer einfachen und leicht anzufertigenden Kiivette mit
einstellbarer Dicke fiir die Ultrarotspektroskopie beschrieben; diese Kiivette ist 4+ 0,5 mm
von der Dicke der Distanzeinlage mit einer Genauigkeit von 0,001 mm einstellbar.

In die Redaktion eingelangt den 20. 4. 1960
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